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Memoria Descriptiva

El invento se refiere a un circuito de segu­

ridad, en especial para instalaciones de ascensores, co_n 

sistente en al menos un circuito de mando dotada de dos 

5 componentes digitales de enlace, que están dispuestos -

en sendos canales de información discurrentes separados 

uno del otro, y que por el lado de entrada están unidos 

con transmisores de información que generan señales an- 

tivalentes, y por el lado de salida con un circuito su- 

10 pervisor que controla la antivalencia de las señales de

salida, en forma de circuito equivalente a antivalent‘e.“ 

La finalidad de tales circuitos de seguridad, 

que se instalan teniendo en cuenta las disposiciones dé 

las autoridades competentes, estriba en supervisar si ' 

15 vienen dadas las condiciones para la puesta en marcha

sin peligro de la correspondiente instalación que se 

pretende asegurar, impidiendo dicha puesta en marcha al 

descubrirse defectos que pudieran originar un estado peí 

ligroso de funcionamiento.

20 En la construcción de ascensores, por ejem­

plo, existe la exigencia de que, en caso de que un de­

fecto pueda originar con un segundo defecto un estado 

peligroso de funcionamiento, a más tardar en la varia­

ción de estado siguiente al curso inmediato de servicio, 

25 y en la que hubiera de colaborar el órgano funcional d_e

fectuoso, ha de tener lugar la parada de la instalación, 

impidiéndose que vuelva a conectarse automáticamente.
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fl esta respecto no se cuenta con que el s_e 

gundo defecto, causa ds un estado peligroso de funcio 

namiento, venga a sumarse ante3 de que como consecuen 

cia de la variación de estado, sea provocada la para­

da de la instalación.

Por la solicitud de patente alemana publi­

cada y examinada na 1.537.379 ha sido dado a conocer 

un circuito de seguridad, que está dotado de un blo­

que funcional de enlace con dos canales separados pa 

ra las variables de conexión equivalentes y sus anti 

valentes, conteniendo uno de los canales un componen, 

te NAND, y el otro un componente ÑOR en calidad de 

componentes de enlace, y estando a disposición en las 

entradas variables de conexión antivalentes en forma 

de tensiones rectangulares con frecuencia de repeti­

ción predeterminada, mientras que a las salidas, de 

les dos componentes de enlace está conectado un com­

ponente de supervisión, que es consultado por medio 

de señales de test. Como componente supervisor se em 

plea un amplificador electrónico de mando, cuya ten­

sión de alimentación se toma de las salidas de los 

dos componentes de enlace. En un perfeccionamiento de 

este circuito do seguridad, los componentes de super­

visión asignados a los bloqués funcionales de enlace 

forman una conexión en serie, en la que en cada caso 

la salida de un componente de supervisión está unida 

con la entrada del siguiente componente de supervisión,
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estando conectada el primer componente de supervisión 

da la conexión 8n serie una fuente de señales de test, 

y al último componente de supervisión, un grupo cons­

tructivo que controla sus señales de salida, comparaji 

dolas con las señales de test.

El inconveniente de este circuito de segu 

ridad radica especialmente en que al aparecer dos d_c 

fectos en el bloque funcional de enlace, por ejemplo, 

sendos defectos en los dos componentes de enlace, o 

un componente de enlace defectuoso y un estado de sjs 

nales de las entradas de los componentes de enlace 

que origine la equivalencia de las señalas de salida, 

puede existir asimismo antivalencia de las señales de 

salida. Si los dos defectos se presentan uno tras otru 

en el tiempo, pueden ser tenidos en cuenta por las s_e 

nales de test partientes de la fuente de señales ds 

test, y que so suceden en el tiempo. Ahora bien, si 

los dos defectos aparecen al mismo tiempo, no es posi, 

ble que sean reconocidos por el componente de supervi. 

sión.

Por la solicitud de patente alemana publi­

cada y examinada nQ 1.055.782 se conoce por otra par­

te un dispositivo de seguridad para ascensores accio­

nados por vía eléctrica, en el que como dispositivo - 

explorador de una zona que haya de ser asegurada, por 

ejemplo, dentro del hueco de la puerta de una cabina 

de ascensor, hallan aplicación una o varias barreras
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eléctricas, con los relés correspondientes. Este dis 

positivo está caracterizado especialmente por el he­

cho de que el circuito de mando que conecta el acci£ 

namiento del ascensor conduce a través de un disposji 

tivo de control montado delante del contactor automjá 

tico del motor y consistente en una conexión en se-;- 

rie del contacto de un relé de prueba y de los contac.. 

tos de los relés de las células fotoeléctricas, dispo, 

sitivo que controla de tal modo al dispositivo explo­

rador, que desconecta brevemente las fuentes de luz, 

y únicamente establece la unión con el contactor au­

tomático del motor cuando, al ser desconectadas las 

fuentes de luz, vuelven al reposa los relés asignados 

a las células fotoeléctricas.

En este dispositivo de seguridad para as­

censores resulta por lo tanto que, una vez dada una 

orden de marcha, y antes de que ésta sea cumplimenta­

da, se supervisa el funcionamiento correcto de los ele 

mentos de conexión simulando para ello un defecto que 

impidiera la marcha.

Ahora bien, este dispositivo de seguridad 

adolece del inconveniente de que al fallar el relé de 

prueba, o bien al quedar pegado uno de sus contactos, 

ya no puede el dispositivo explorador ser ensayado con 

relación a su capacidad de funcionamiento, de modo que 

pueden llegar a repercutir los inconvenientes inheren-



tes a las barreras de luz, tales como envejecimiento 

de las lámparas, averías en los amplificadores, adhe 

rencia de los relés, etcétera. La presencia a un mi_s 

mo tiempo de dos defectos origina por lo tanto un e_s 

tado peligroso de servicio, del que no se apercibe 

el circuito de seguridad.

El invento se ha propuesto crear un cir­

cuito de seguridad, que aprecie dos defectos existe_n 

tes en el preciso momento del proceso de control, o 

bien que se presenten al mismo tiempo y que originen 

un estado peligroso de servicio, y que impida su re­

percusión.

De acuerdo con el invento se resuelve este 

problema, por el hecho de que el componente de enlace 

del lado de salida del circuito de supervisión, unido 

con una línea de mando para la desconexión de la ins­

talación al existir equivalencia, osta constituido, 

de la manera en sí conocida, exclusivamente por diodos, 

y porque los componentes de enlace del lado de entrada 

del circuito de supervisión y los componentes de enla— 

es controlados están unidos con un circuito de pruaba 

que, al ser puesta en marcha la instalación o respecti 

vamente parte de la instalación, conecta sucesivamente 

a los dos componentes de enlace controlados una señal 

de prueba, que simula un defecto, y porque en la linea 

de mando destinada a desconectar la instalación esta 

intercalado un elemento temporizador con retardo de -
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conexión.
En los dibujos adjuntos ha sido representa­

do un ejemplo de realización del invento, que a conti­

nuación será explicado con más detalle, mostrando:

La figura 1, el esquema de conexiones de 

un circuito de mando del circuito de seguridad desti­

nado a una instalación de ascensores, y

la figura 2, el esquema de conexiones del 

circuito de seguridad, con varios circuitos de mando.

En la figura 1 ha sido designado con 5K 1 

un circuito de mando do un circuito de seguridad, que 

está dotado de dos transmisores de información G 11 y 

G 12 asignados, por ejemplo, a la puerta do una cabi­

na de ascensor. El transmisor de información G 11 es­

tá unido, a través de un canal de información IK 11, 

con una de las entradas de un componente digital do 

enlace V 11 dotado de dos entradas, por ejemplo, un 

componente AND, mientras que el transmisor de informa, 

ción G 12 está conectado, a través de un canal de in 

formación IK 12, a una de las entradas de un componen, 

te digital de enlace V 12 dotado do dos entradas, por 

ejemplo, un componente CR. A las salidas de los compo. 

nentes AMD y 0R designados con V 11 y V 12 respectiva 

mente, está conectado un circuito de supervisión US 1, 

que consiste en un componente ÑOR designado con V 13, 

y un componente AND designado con V 14, dotados cada 

uno de ellos de dos entradas, unidas con las salidas
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da los componentes AND y respectivamente 0R, designa­

dos con V 11 y V 12. Las salidas del componente ÑOR 

y del componente AND designados con V 13 y V 14, es­

tán unidas, a través de sendos diodos D 11, D 12, con 

una línea de mando StL y un circuito de prueba PS 1.

51 circuito de prueba PS 1 consiste en un componente 

AND dotado de tros entradas, y otro dotado de dos eri 

tradas, designados con V 15 y V 16 respectivamentej 

en una memoria 5P 12 provista de dos entradas y dos 

salidas; en una memoria SP 12 dotada de dos entradas 

y una salida, y en un componente NAND V 17, dotado de 

dos Bntrada3. A este respecto están las entradas del 

componente AMD M 15 unidas con la salida del componen 

te ÑOR V 13, de la linca de mando StL y de una línea 

de prueba PrL, y las entradas del componente AND 1/ 16, 

con la salida del componente AND V 14 y de la linea 

de mando StL. Las salidas de los componentes AND V 15 

y V 16 están conectadas a las entradas "e 1", lVe 2" 

de la memoria SP 11, cuya salida "a 1" esta unida con 

la entrada "e 1" de ls memoria SP 12 y, a través de 

un conductor LSi 2, con una entrada del componente QR 

V 12. Las salidas "a 2" y respectivamente "a 1" de las 

memorias SP 11 y respectivamente SP 12 están unidas 

con las dos entradas del componente NAND V 17.

En la figura 2 designan las referencias SK

I, US 1, PS 1, V 11, V 12, U 13, M 14, V 15, \1 16, SP

II, SP 12, M 17, D 11, D 12, IK 11, IK 12, LSi 1, LSi 2,
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LSi 3, LQ 1, LQ 2, PrL y 5tL las mismas partes que en 

la figura 1. Con SK 2, SK 3 y SK 4 han sido designa­

dos circuitos de mando del circuito de seguridad, que 

con el circuito de mando 5K 1 forman una conexión en 

serie, siendo idénticos los circuitos de supervisión 

US 1 , US 2, US 3 y US 4 de los circuitos de mando SK 1, 

SK 2, SK 3, y SK 4, así como los circuitos de pruebq-.

pn i PS 2 V PS 3 de los circuitos de mando SK 1, SK*^ * * 7 « ♦ , *
y SK 3. SK 2 está asignado, por ejemplo, a las puertas

de la caja de una instalación de ascensor, mientras,..^
* »  .  •  *

que SK 3 desempaña una misión cualquiera de control, 

no descrita en detalle, del circuito de seguridad de 

una instalación de ascensores» En el circuito de mari 

do SK 4 están reunidas las informaciones de loa circüi 

tos de mando SK 1 a SK 3, formando una información re 

cuitante. Los circuitos de mando están conectados en 

sorio, de tal modo que en cada caso la salida del com, 

ponente NAND V 17, V 27, V 37 de un circuito de mando 

precedentes están unidos a través de conductores LSi 3, 

LSi 5, LSi 7, con una entrada del componente digital 

de enlace V 21, V 31, V 41 del circuito de mando si­

guiente. Las salidas "a 1" de las memorias SP 21, SP 

31, SP 41 de los circuitos de mando SK 2, SK 3, SK 4 

están unidas, a través de conductores LQ 2, LQ 3, LQ 

4, con las entradas "e 2" de las memorias SP 12, SP 

22, SP 32 do las circuitos de mando precedentes SK 1,

SK 2, SK 3.



Una mamaria SP O dispuesta fuera de los

circuitos de manda, dotada de dos entradas y una sa­

lida, está unida por la entrada "e 1" con un conduc­

tor LSi 0 unido con el mando de la instalación, y por 

la entrada "e 2", a través de un conductor LQ 1, con 

la salida "a 1" de la memoria SP 11 (figura 1), mie,n 

tras quB su salida "a 1" está acoplada, a través de 

un conductor LSi 1 en el que está dispuesto un compo 

nente NQT VO, a la entrada segunda del componente di. 

gital de enlace V 11 (figura 1).

La entrada "e 1" de la memoria SP 42 del 

circuito de prueba PS 4 está unida, a través de un 

conductor L5i 0', con el conductor LSi 0, y su sali­

da "a 1" está conectada a una de las salidas de un 

componente 0R V 47 dotado de dos entradas. La salida 

del componente 0R V 47 está unida con la línea de - 

prueba PrL y con una línea de bloqueo SpL, que esta 

unida con el mando de la instalación. La entrada 1e 2 

de la memoria SP 42 está unida con la salida "a 1" de 

la memoria SP 41 y la segunda entrada del componente 

0R V 47. Un elemento temporizador ZG con retardo ds 

conexión, dispuesto fuera de los circuitos de mando, 

está conectado por el lado de entrada a la linea de 

mando StL, y por el lado de salida, al mando de la ins 

tasación.

Los canales de información IK 11/12, IK 21/22 

e IK 31/32 de los circuitos de mando SK 1, SK 2 y SK 3
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están conectados a las entradas de los componentes di, 

gitales de enlace del circuito de mando SK 4, cuyas 

salidas están unidas, por un lado, con las entradas 

del circuito de supervisión US 4 y, por otro lado, 

a través de los canales de información IK 41/42, con 

el mando de la instalación.

El circuito de seguridad descrito anterior 

mente trabaja de la manera siguiente:

Estando parada la cabina del ascensor y ce 

rrada la puerta de la misma, el transmisor de informa, 

ción G 11 transmite una señal 1 al componente AND V 11, 

y el transmisor de información G 12, una señal 0 al 

componente 0R V 12. A través del conductor LSi 0 (figu 

ra 2) llega una señal 0 a la entrada He 1M de la memo, 

ria SP 0, cuya salida "a 1" presenta asimismo la señal 

□. El componente NDT V0 dispuesto on el conductor LSi 

1 niega dicha señal, de moda que en la entrada corre,s 

pondiente del componente AND V 11 aparece una señal 1, 

con lo que su salida presenta la señal 1. Por consi­

guiente presentan las salidas del componente ÑOR V 13 

y del componente AND V 15 la señal 0, con lo que se 

energiza la memoria SP 11, llegando a través del con­

ductor LSi 2 una señal 0 a la entrada correspondiente 

del componente 0R V 12, cuya salida, y por consiguieri 

te también la salida del componente AND U 14, presentan 

la señal 0. La línea de mando StL conduce por lo tanto 

una señal 0 definida como "instalación no desconectada",



5

10

15

20

25

1 2  -

mientras que los canales de información IK 11/12 a 

la salida de los componentes V 11/12 presentan seña, 

les antivalentes. Si la antivalencia está perturba­

da, conduce la línea de mando StL una señal 1 que 

desconecta la instalación. Ahora bien, si la pertur 

bación es tan solo de poca duración, por ejemplo, 

una breve superposición de las señales de los tranjs 

misares de información, impide el elemento tempori- '■** 

zador 20 la desconexión de la instalación.

Los circuitos de mando 5K 2, SK 3, SK 4,
*% r * •

trabajan de manera análoga a la del circuito de man, 

do SK 1, siendo en cada caso el número de entradas 

de los componentes digitales de enlace V 21/22, V 3.1/ . 

32, M 41/42 correspondiente al número de informacio­

nes que han de ser tratadas, y llegando a través de 

los conductores LSi 3/4, LSi 5/6, LSi 7/8, análogos ■ 

a los conductores LSi 1/2 del circuito de mando Sk 1 

que conducen a los componentes V 11/12, señales 1 y 

respectivamente D a las entradas correspondientes de 

los componentes U 21/22, V 31/32, V 41/42.

Como las entradas "e 1" de las memorias 

SP 41, 5P 42 presentan la señal 0, existe en sus sa­

lidas "a 1", así como en la salida del componente MOR 

V 47, asimismo una señal 0. La línea de prueba PrL y 

la línea de bloqueo SpL conducen por lo tanto una sji 

nal de prueba 0 y respectivamente una señal D definí, 

da como "desbloqueo de la marcha".
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Si los circuitos do mando funcionan de ma­

nara irreprochable, también loe canales de información 

IK 41/42 quo conducen al mando de la instalación y - 

que señalizan la liberación de la marcha, presentan 

asimismo antivalencia do las señales.

Lo iniciación de una marcha origina que, 

poco antes de cerrarse las puertas, el mando de la 

instalación transmita una señal 1 al conductor LSi 0, 

a efectos de prueba del circuito de seguridad.Esta s_e 

nal provoca la onorgización do las mamarias SP 42 y 

SP 0. A continuación aparece en la salida del compo­

nente GR U 47 una señal 1, que mientras dura el pro­

ceso de prueba bloquea la marcha a través de la línea 

de bloqueo SpL, y es introducida a través do la línea 

de prueba PrL en los circuitos do mando GK 1 a SK 4.

En la salida "a 1" de la memoria 3P 0 aparece asimis­

mo una señal 1 que, a través del conductor L5i 1 y del 

componente NQT UO, llega como señal 0 a la entrada co 

rrespondiente del componente AND V 11. Con ello pre­

sentan las salidas del componente AND \l 11 y del com­

ponente MOR V 13 la sanal 0 y respectivamente 1, y en 

las tres entradas del componente AND V 15 existe la se. 

ñal 1. El diodo 12 impide al mismo tiempo que también 

en las dos entradas del componente AND V 16 exista la 

señal 1. A continuación se energiza la memoria SP 11, 

d8 modo que una señal 1 dosenergiza por un lado a tra 

vés dal conductor LQ 1 la memoria SP 0 y, por otro la
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do, llega a través del conductor LSi 2 a la entrada 

correspondiente del componente 0R V 12. Debido a ello 

presenta la salida de éste la sefial 1, y también la 

salida del componente AND V 14, puesto que entretan­

to, y debido a la reposición de la memoria 5P 0, e- 

xiste en la salida del componente AND V 11 la sefial 1. 

Esto tiene como consecuencia que sea desenergizada Ig '• 

memoria SP 11, y que en su salida "a 2" aparezca una- ■ 

señal 1, impidiendo el diodo D 11 que vuelva.a ser 

energizada de nuevo. Como en la salida "a 1" de la me,, 

moria SP 12 existe asimismo una señal 1, resulta que 

la soñal 1 existente en la salida del componente NAND 

V 17 se transforma en una sefial 0. Esta señal 0 es 

transmitida a través del conductor LSi 3 al circuito 

de mando 5K 2, en el entonces se desarrollan los mis 

mos procesos que en el circuito de mando 5K 1.

Después de energizada la memoria SP 41 en 

el circuito de mando 5K 4, se desenergiza la memoria 

5P 42 y, a través del conductor LQ 4, la memoria SP 

32 en el circuito de mando 3K 3. Al mismo tiempo cam 

bian las señales 1 y respectivamente 0 existentes en 

las dos entradas del componente 0R V 47, que se trans 

forman en 0y respectivamente 1, de modo que las conduc 

clanes PrL y SpL siguen presentando la 3eñal 1 lo mis 

rao que antes. Hasta que no se ha desenergizada la me­

moria SP 41, no tiene la salida del componente 0R V 47 

la señal 0, con lo que queda finalizado el proceso de



prueba y se levanta el bloqueo de la marcha.

Al presentarse defectos, el circuito de se, 

guridad trabaja de la manera siguiente;

Supóngase que los dos componentes digita­

les de enlace V 11, U 12 del circuito de mando SK 1 

están averiados en el momento de iniciarse la maroha, 

pudiendo haberse producido las averías sucesiva o si­

multáneamente. Las entradas de los componentes 1/ 11,

U 12 unidas con los transmisores de información G 11,

G 12 presentan, por ejemplo, las sefíales 0 y respec­

tivamente 1. A través del conductor LSi 1 llega una 

señal de prueba 0 a la segunda entrada del componen­

te AND V 11, con lo que su salida debiera presentar 

asimismo la señal 1. Como la segunda entrada del corn 

ponente GR V 12 presenta la señal 0, es su salida "1"T 

ahora bien, debido al defecto supuesto también aquí',-' 

es "0". Gn la salida del componente ÑOR V 13 existe 

por consiguiente una señal 0, con la que no se puede 

energizar la memoria 5P 11, no llegando a través del 

conductor LSi 2 ninguna señal 1 al componente 0R V 12. 

Como la salida del componente AND II 14 y la salida 

"a 2" de la memoria SP 11 presentan sendas seriales 0, 

no se produce en la salida del componente NANO 1/ 17 

ninguna variación del estado de señal, de modo que a 

través del conductor LSi 3 no es transmitida una se­

ñal de prueba al circuito do mando SK 2. Por consigui 

ente no llega tampoco una señal de prueba a través del
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conductor LSi 7 al circuito do mando 5K 4, do modo 

que no se desenergizan las mamorias SP 41, 3P 42, si_ 

guiendo la línea SpL conduciendo la señal 1, que ori. 

gina el bloqueo de la marcha.

5 Supóngase asimismo que el diodo 0 12 del

circuito de mando 5K 1 esté averiado, siendo la ave 

ría de tal naturaleza, quo no puede fluir corriente 

en el sentido de paso, ni tampoco en el sentido da 

bloqueo. Si en el transcurso del proceso de prueba 

10 presentan entonces las entradas de los componentes

V 13, V 14 las seríalos 1, aparece en la salida del 

componente ÑOR V 13 la señal 0, y en la salida dal 

componente AND V 14, la señal 1. En las dos entradas 

del componente AND U 16 existen por lo tanto las se-

15 Fíales 0 y 1, de modo que su salida presenta la señal

0. Por consiguiente no se puede desonergizar la memo 

ria 3P 11, con lo que en la salida del componente fJAND

V 17 na se produce variación de señal. La señal de 

prueba no es por lo tanto retransmitida, do modo que

20 la línea SpL sigue conduciendo la señal 1 que origina

el bloqueo de la marcha.

Como otro ejemplo supóngase que los dos cora 

ponentes digitales de enlace V 23, V 24 del circuito 

de supervisión US 2 del circuito de mando Sl< 2 estén 

25 averiados en el momento de la iniciación de la marcha,

pudiendo haberse producido las averías sucesiva o si­

multáneamente. Las entradas do los componentes V 21,
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V 22 unidas con los transmisoras de información de las 

puertas de la caja del ascensor, que no han sido repre 

sentados, presentan las señales 1 y respectivamente 0 

al estar cerradas dichas puertas. A través del conduc 

tor LSi 3, y después de probado el circuito de mando 

SK 1 no averiado, que esté asignado a las puertas de 

la cabina del ascensor, llega entonces una señal de 

prueba 0 a la entrada correspondiente del componente —  

AND V 21, con lo que su salida presenta la señal O.Co 

mo a través de la línea LSi 4 no ha llegado todavía
• *

ningún impulso de prueba a la entrada correspondiente 

del componente 0R V 22, también la salida de este pre 

santa la señal 0. Con ello es ''1" la salida del corado,, 

nente ÑOR V 23, y "O" la salida del componente AND 

24. La avería supuesta va a ser considerada de tal na 

turaleza, que las señales complementarias aparecen en 

las salidas. Por consiguiente no pueden energizarse 

las memorias SP 21 y SP 22 conectadas a través del com 

ponente AND V 25, y la entrada del componente NAND V 

27 unida con la salida "a 23“ de la memoria SP 22 si­

gue presentando la señal 0 lo mismo que antes. En su 

entrada no se produce por lo tanto ninguna variación 

de señal, de modo que no se transmite la señal de prue 

ba. Por consiguiente no pueden ser desenergizadas las 

memorias SP 41, SP 42 del circuito de mando SK 4, con 

lo que la línea SpL sigue conduciendo la señal 1 que 

provoca el bloqueo de la marcha.
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El invento no está limitado al ejemplo de 

realización representado, sino comprende también las 

posibles variantes de realización. Así, por ejemplo, 

se pueden emplear para los dos componentes digitales 

5 de enlace de entrada V 11, V 12, en vez de un compo­

nente AND y un componente OR, un componente ÑOR y o- 

tro AND, y para los dos componentes de enlace \I 13,

V 14 del circuito de supervisión US 1, en lugar de 

un componente ÑOR y otro AND, un componente OR y otro 

10 NAND. También, por ejemplo, puede todo el circuito es_

tar realizado en técnica ÑOR o lógica iílOS, con mosfets 

autoblocantes. Asimismo no es el circuito de seguridad 

propuesto aplicable tan solo en instalaciones de ascejn 

sores, sino también para otras instalaciones que deban 

15 ser protegidas, tales como, por ejemplo, instalaciones

de seguridad de ferrocarriles.

Los materiales, forma, tamaño y disposición 

de los elementos serán susceptibles de variación, sieni 

pre que ello no suponga una alteración en la esendiali 

20 dad del invento*

Los términos en que se ha redactado esta 

memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio, 

no limitativo*



REIVINDICACIONES

Se reivindica como de propia y nueva inve_n 

ción, a favor de INVENTIO, A.G., con domicilio en CH- 

6052 HERGI3UJIL Nüi (Suiza) lo especificada en las si­

guientes reivindicaciones:

1.- Circuito de seguridad, en espacial pj, 

ra instalaciones de ascensores, consistente en al \

nos un circuito de mando dotado de dos componentes 

digitales de enlace, que están dispuestos en sendas 

canales de información discurrentes separados uno del-- 

otro, y que por el lado de entrada están unidos can 

transmisores de información que generan señales anti- 

valentes, y por el lado de salida con un circuito de 

supervisión que controla la antivalencia de las sena 

las de salida, en forma de circuito equivalente o an 

tivalente, caracterizado porque el componente de enla 

ce del lado de 3alida del circuito de supervisión, uni 

do con una línea de mando para la desconexión de la 

instalación al existir equivalencia, esta constituido, 

de la manera en 3í conocida, exclusivamente por diodos, 

y porque I03 componentes de enlace del lado de entrada 

del circuito de supervisión y los componentes de enla­

ce controlados están unidos con un circuito de prueba 

que, al ser puesta en marcha la instalación, conecta 

sucesivamente a los dos componentes de enlace contro­

lados una señal do prueba, que simula un defecto, y 

porque sn la línea de mando destinada a desconectar la
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instalación está intercalado un elemento temporizador 

con retarde de conexión.

2. - Circuito de seguridad, en especial pa­

ra instalaciones de ascensores, de acuerdo con la rei, 

vindicación 1, caracterizado porque los dos componer» 

tes de enlace controlados consisten en un componentes 

AND y otro OR, y porque los dos componentes de enlace 

del lado de entrada del circuito de supervisión con­

sisten en un componente ÑOR y otro AND.

3. - Circuito de seguridad, en especial pa­

ra instalaciones de ascensores, de acuerda con las rei. 

vindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el circuito 

de prueba consiste en un componente AND datado dB dos 

entradas, una memoria dotada da dos entradas y dos s^ 

lidas, una memoria dotada de dos entradas y una sali­

da, y un componente digital de enlace dotado de dos 

entradas, estando las entradas del componente NANO - 

unidas con la salida del componente ÑOR do la línea

de mando y de una línea de prusba que, durante el pro 

ceso de prueba, conduce una señal 1 que bloquea la 

marcha, mientras que las entradas del componente AND 

están unidas con la salida del otro componente AND y 

con la línea de mando, y porque las salidas de los dos 

componentes AND están conectadas a las entradas de la 

primara memoria, cuya salida está unida con la entra­

da de la segunda memoria, y, a través de un conductor, 

con una entrada del componente de enlace controlado si.
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tuada en el segundo canal de información, y cuya sa­

lida está unida con una entrada dal componente digi­

tal de enlace, .estando la salida de la segunda memo­

ria conectada a la segunda entrada de dicho componeri 

te digital de enlace.

4.- Circuito de seguridad, en especial pja 

ra instalaciones de ascensores, de acuerdo con las 

reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque existe 

otra memoria que, al ser puesta en marcha la instala 

ción que ha do ser protegida, se enorgiza mediante 

una señal 1 alimentada a través de un conductor, me­

moria que está dotada de dos entradas y una salida, 

y que está dispuesta fuera del circuito de mando, es, 

tando un conductor, que se halla conectado a su salí, 

da y que transmite una señal 0 que se presenta al ser 

energizada la memoria, unida con una entrada del com­

ponente de enlace controlado situado en el primer ca­

nal de información, y estando ún conductor, que está 

conectado a la salida de la primera memoria y que trans, 

mite una señal 1 que aparece en la salida de la memo­

ria al ser energizada por la señal 0 alimentada a tra 

vés del otro conductor, unido con la salida de la otra 

memoria a efectos do su desenergizado, y porque mediaji 

te la señal 1 se enorgiza la segunda memoria, mientras 

que la primera memoria se desenergiza a través de un 

conductor, provocándose en la salida del componente 

digital de enlace una variación de señal.



5. » Circuito de seguridad, en especial p_a 

ra instalaciones de ascensores, de acuerdo con las 

reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque existen 

varios circuitos de mando conectados en serie, estaji 

do la salida del componente digital de enlace de un 

circuito de mando unido a través de un conductor con 

una entrada del componente digital de enlace del ci_r 

cuito do mando siguiente, mientras que la salida de 

la memoria primera de cada caso está unida con la e_n 

trada de la memoria segunda de cada caso del circui­

to de mando precedente, a efectos de desenergizarla 

a través de un conductor.

6. - Circuito de seguridad, en especial pa, 

ra instalaciones de ascensores, de acuerdo con las 

reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la entra 

da de la segunda memoria del circuito de prueba del 

último circuito de mando de varios circuitos de mando 

conectados en serie, está unida, a través de un con­

ductor que conduce una SBñal 1 que enérgica la soguri 

da memoria al ser puesta en marcha lo instalación, 

con otro conductor, mientras que su salida esta coneje 

tada a una de las entradas de un componente OR dotado 

de dos entradas, y cuya salida, que presenta una señal 

1 que bloquea la marcha mientras dura el proceso do 

prueba, está unida con la línea de prueba y con una li, 

nea de bloqueo, y porque la salida de la primera memo, 

ria del circuito de prueba está conectada a la segunda
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entrada da la segunda mamaria y a la segunda entrada 

del componente 0R, existiendo después del paso de la 

serial 1 generada en la salida de la primera memoria, 

y después de desenergizadas las dos memorias, una s_e 

nal 0 an la salida dal componente 0R, sedal que leuaji 

ta el bloqueo da la instalación y que origina la ter

minación dal proceso do pruoba.

7.- "CIRCUITO DE SEGURIDAD, EN ESPECIAL 

PARA INSTALACIONES DE ASCENSORES".

Tal y como so deja descrito en la memoria 

precedente, que consta de veintitrés hojas mecanogra 

fiadas por una sola de sus cara3 y planos de forma y 

tamaño reglamentarios.

Madrid, 21 de fflayo de 1976 

P. A. de INVENT10, 3.G.
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